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(57) Abstract : The invention relates to a method and a machine for testing an 
electronic device, in which the magnetic field emitted is measured by a 
monodirectional measurement probe (46) characterized in that: - a first value 
(Bzl) of the componant Bz of the magnetic field along the axis ZZ' is measured 
by the probe (46) and recorded, then the probe (46) and the electronic device 
are displaced with respect to one another by relative pivoting about an axis 
XX' orthogonal to the axis ZZ', according to an angular amplitude of less than 
90° while being kept at the same distance dO and, for each position (x, y) of the 
axis ZZ', a second value (Bz2) of the component Bz of the magnetic field 
along the axis ZZ' is measured by the probe (46) and recorded, then the value 
of a component By of the magnetic field along an axis YY' orthogonal to the 
axes ZZ' and XX' is determined and recorded on the basis of the first value 
(Bzl) and of the second value (Bz2) obtained. 

(57) Abrege : L'invention concerne un precede et une machine de test d'un 
dispositif electronique, dans lequel le champ magnetique emis est mesure par 
une sonde (46) de mesure monodirectionnelle caracterise en ce que : - une 
premiere valeur (Bzl) de la composante Bz du champ magnetique selon l'axe 
ZZ' est mesuree 
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par la sonde (46) et enregistree, puis la sonde (46) et le dispositif electronique sont deplaces l'un par rapport a l'autre par 
pivotement relatif autour d'un axe XX' orthogonal a l'axe ZZ' selon une amplitude angulaire inferieure a 90° en etant maintenus a 
la meme distance dO et, pour chaque position (x, y) de l'axe ZZ', une deuxieme valeur (Bz2) de la composante Bz du champ 
magnetique selon l'axe ZZ' est mesuree par la sonde (46) et enregistree, puis la valeur d'une composante By du champ magnetique 
selon un axe YY' orthogonal aux axes ZZ' et XX' est determinee et enregistree a partir de la premiere valeur (Bzl) et de la 
deuxieme valeur (Bz2) obtenues. 


